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Dodatek t. 1

ke kupni smlouvd E, St4/077F k nadlimitnivelejnd zak{zce na doddvky s ndzvem

,,MultifunkEnl fotoelektronovf spektrometr s rychlfm vkldddnJm vzork0, kompenzaei povrchov6ho
ndboJe a hlsubkovfm profllovdnim polovodltovfch a organickfeh materlCl0, nanostruktur a

funkcionallzovanfeh povrch0"
(diile jen ,,Smlouva")

uzavienri dne 23. 6. 2OL4 mezi smluvnimi stranam i:

1. KupuJfei: Fyzlkdlnl ristav AV iR, v, v. i.

se sfdlem; Na Slovanee t999/2, L822I Praha 8,
jehoi jmdnem jedn6: prof, Jan ftfdky, or5c" * Feditel,
zapsanf v rejstfiku veiejnfch r{zkumn'ich instituci Ministerstva Skslstvi,
mlddeie a t6lovfchovy Cesk6 republiky.

Bankovnispojeni: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

etslo ridtu : 2L06535627 127 CIO
tE:6817827L
Dft:C26837827t

(dile jen "Kupuficf")

2. ProdfvaJlcl: SPECION, s.r.o.,

se sidlem: Buddjovickd L998155,140 00 Praha 4,

jej imt jmdnem JednS: Ing, Alexandr Gdba, jednatel ,

zapsand v Obchsdnim rejstifku veden6m M6stskfm soudem v Praze, oddil C,
vloZka L64L3.

Bankovnispojeni:  dSOg a,s,  Praha 1

eislo ridtu I 57 67 66033 / o3oo

ld :48112836

Dle: C2a87I2836

(dd le jen,,ProddvaJfcf" )

Na Slovance 199912, I82 2t P'aha 8

www,fzu.cz secretarv@fzu,cz

'E +420 266 053 LL1

FAX +420 286 890 527
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1. PfedmEt plnEni:

pledmEtem ptn€ni dte tohoto dodatku je dodateind instalace pffstroJov6ho vybavenf pro apllkacl
metody ISS do fotoelektronovdho spektrometru typu Axis Supra od rnirobce KRATOS Analytical
dle speeifikace v pfilohdch d, 1 a 2 tohoto dodatku.

Kupni cena:

2.1. Kupnf cena piedmdtu plndni dle tohoto dodatku dinf 235.620,- Ke, slovy:
dvEstdtiicetp6ttisicSestsetdvacetkorundesk'ich bez dand z piidand hodnoty.

2.2. Smluvni strany se dohodly na zm6nE odst.  8.1 a s nlm souvisej ic ich odst.  8.3.1 a 8.3.2
Smlouvy takto:

Kupnl cena bez dand z pfidan6 hodnoty uvedend v odst. 8.1 Smlouvy se zvyiuje o 235.620,-
KC; novd kupni cena tedy Cini t6.205.620,- KI bez DPH. Ciisti kupni ceny uvedend v odst.
8.3.1 a 8.3.2 Smlouvy se v drlsledku toho zvylujf o 2L2.058,-, resp. 23.562,- KE, jejich novd
vf$e tedy dini 14.585.058,- Kd, resp. 1.620.562,- KE bez DPH.

3. Ostatnt ustanovenf uzavien€ Smlouvy se nemdni.

4. Tento dodatek je vyhotoven ve Etyleeh (4) stejnopisech, z nlch! kaldf md povahu orlglndlu,
pflCeml ob6 smluvni strany obdrlt po dvou (2| stejnopisech.

V Praze on. .,,,.,!,.J,,,,[I9- 2011' dne /, ̂ /n//

Za Proddvajiciho:

i ristav AV eR
' zkumn6 inst i tuce

&z- 6s35.?i"?il';;,,uu
lng. Alexandr. Gcba, jedqg ?u3rTi3i1 4B1jzB36

18221 Praha 8, Na Slovance 2
4

Piilohy: Pifloha d, 1 - Technie kd specifikace

Piiloha i, 2 * Nabldka Prod{vajlclho v rozsahu tdsti, kterd technieky popisuje piedm6t pln6nl

Pi i loha d, 3 -  Seznam subdodavatel0 Proddvaj ic iho, j iml bude za plnEnisubdoddvky uhrazeno
vice net l0o/o zkapnl ceny

Na Slovance L999/2,182 21 Praha 8

www.fzu.cz secretarV@fzu,cz

'8 +420266053t11

FAX +420 286 890 527
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Piiloha E. 1- Technick6 specifikace

,,Piistrojov6 vybaveni pro aplikaci metody lSS"

piedmdtem plnEnije dopln6ni fotoelektronov6ho spektrometru typu Axis Supra od v'irobce KRATOS

Analytical o dalSi povrchovou analytickou metodu s n6zvem ,,spektroskopie rozptylu iont&" (ang.

zkratka tSS - ion scattering spectroscopy). Kromd niZe uveden6ho piistrojov6ho vybaveni budou
provedeny drobn6 0pravy kontrolni jednotky zdroje iontfi, iidic( jednotky analyzdtoru a stdvajic(ho
plynov6ho rozvodu na fotoelektronovdm spektrometru. Software pro ovldddni spektrometru bude

dopln6n o program pro zdznam ISS spekter.

Z6vazn6 poZadavky na piistrojov6 vybaveni:

. zdroj iont0 helia s kontrolni jednotkou

. analyzdtor energie iontr i  hel ia

. iidic( software

Na Slovance !999/2,182 21 Praha 8

www.fzu.cz secretary@fzu.cz

t +420 266 053 111

FAX +420 286890 527
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Piiloha i. 2 - Nabidka Proddvajiciho v rozsahu E6sti, kterd technicky popisuje piedmEt plnEni

Ref. VX-651 Sada komponent pro spektroskopii iontovdho rozptylu (!SS) - 1 sada

Toto piislu$enstvi fotoelektronov6ho spektrometru AXIS Supra umoifiuje .provSd€t spektroskopii

iontov6ho rozptylu pomoci iont0 Ar+ nebo He+. ISS syst6m poui(vd iontovf zdroj k vytvdieni svazku

nizkoenergetickrich iont0 (typicky 1 kev). Tyto ionty jsou rozptylov6ny nepruin€ z povrchu vzorku.

Jejich energie se m6ii pomoci hemisf6rick6ho analyzitoru a detekdniho syst6mu, pracujiciho s

opainou polaritou vzhledem k elektronovi spektroskopii'

podprogram snimdni dat pomoci piedem nastavenich podminek akvizice je pln6 integrovin s

hlavnim datov'im syst6mem ESCApe. Dodand sada obsahuje syst6m pro vstup plyn0 s nezbytn'im

hardware, umoZiujicim zavid[t rfizn6 prim6rnivzicn6 plyny do iontovfho zdroje.

Tato sada neobsahuje doddvku vzdcn'ich plynfr, kter6 zajiS{uje na sv6 niiklady uiivatel pfistroje.

Vfrobce: Kratos Analytical Ltd., Velkd Britdnie

Na Slovance L99912, L82 2I Praha I

www.fzu,cz secretary@fzu.cz

? +420 266 0s3 111
FAX +420 286 890 527
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piiloha i. 3 - Seznam subdodavatehi Proddvajiciho, jimi bude za plnEni subdoddvky uhrazeno vice

neit}%z kupni ceny vE. souviseiicich dokument0

/uchazei uiini souEdsti Piilohy i. 3 dodotku jednotlivd smlouvy uzaviend se subdodavoteli uvedenymi

v tabulce vfie, kteii se budou podflet no reolizaci piedmitu plndni, piiiemi ze subdodavatelskf'ch

smluv musi vyplyvot konkritni zdvozek subdodovotelfr k poskytnuti uriitdho plnini urieniho

k realizaci zakdzky ii k poskytnuti vici ii prdv, s nimii bude Kupuiici oprdvnin disponovat v rdmci

re o I i zace piedmdtu pl ni n i/

Poi.
Cislo

N6zev subjektu, sldlo, tC/olt, tel.l f ax,
e-mail, spisovd znaEka v obch. reistiiku,

osoba opr6vn6ni iednat za subdodavatele

Definice i6sti pln€ni, kterou
Prod6vaiici bude Plnlt

prostlednicwim subdodavatele

% podilna
piedmEtu

olnEni

1

KRATOS ANATYTICAL LTD.
Wharfside, Trafford Wharf Road, Mancheste;

M1.7 1GP, Velkd Britdnie
le: 563 161, Dle: GB403490970
Tel.: +44 161 888 4400, Fax: +44 I6t 888 4401
www.kratos.com
Kozo Shimazu, ieditel

Dodilvka dophiku pro aplikaci metody ISS

jako souiSst dodiivky fotoelektronov6ho

spektrometru Axis SuPra v rdmci VZ

,, Mu ltifunkdni fotoelektronovf

spektrometr s rychl'fm vkliidiin(m vzork0,

kompenzaci povrchov6ho niboje a

hlou bkorni m profilov6nim polovodidovrich

a organickrich materiSl0, nanostruktur a

funkciona lizova nfch povrchrl "

95o/"

Na Sfovance L99912,182 21 Praha 8

www,fzu,cz secretary@fzu.cz

? +42O 266 053 111

FAX +420 285 890 527
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